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権利の内容 

【課題】 物体の三次元形状を非接触で行い、高い空間解像度で高精度に計測する三次元形状計測方法と三次元形状計測装置を提供する。 

【解決手段】 いろあいが直線的かつ単調に増減するように設計したパターン光を投射するカラーパターン投射装置１と、そのカラーパターンが投射された物体を撮

影するカラー画像撮影装置２、撮影したカラー画像と投射パターンの情報から三次元座標を計算する演算装置３から構成される装置を用い、等間隔にＮ等分ずつ

循環的に位相をずらしたＮ通りのパターン光を順次投射してＮ枚のカラー画像を取得し、これらの画像を位相を元に戻してから加算合成し、得られた合成画像のす

べての画素についてアクティブステレオ法に基づき物体座標系の三次元座標を求めて、物体の三次元形状を生成する。 

【特許請求の範囲】 

【請求項１】投射方向毎にいろあいの異なる、広がりを持ったカラーパターンを空間に投射するカラーパターン投射装置と、そのカラーパターンが投影された物体を

撮影するカラー画像撮影装置、撮影したカラー画像と投射パターンの情報から三次元座標を計算する演算装置から構成される装置を用い、カラー画像中任意の

点の画像座標と、その点の画像データのいろあいから計算により復元されるプロジェクタ座標とから、アクティブステレオ法または三角測量法に基づき物体の三次元

座標を計算して求めることにより、物体の三次元形状を計測することを特徴とする三次元形状計測法および三次元形状計測装置。ほか請求項２まで。 

 


